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Предлагаемая Методика применяется для контроля и обнаружения органического 

загрязнения на внутренней поверхности и внутреннем оборудовании термовакуумной 

камеры (ТВК), а также может быть применена для контроля и обнаружения органического 

загрязнения на поверхностях КА, аппаратуре, экспериментальном оборудовании, 

наземных объектах вакуумных испытаний и чистых помещениях.  

Мониторинг с помощью ИК-спектроскопии проводится для проверки строгого 

соблюдения контроля загрязнения и чистоты космического летательного аппарата и 

вспомогательного оборудования.  

К общим загрязняющим факторам относятся: 

- летучие конденсирующиеся вещества (ЛКВ); 

- продукты обратного потока из насосных систем; 

- человеческий фактор; 

- остатки моющих средств; 

- нефильтруемое загрязнение наружного воздуха;  

- текучесть некоторых веществ (смазочные материалы). 

Качественный ИК анализ молекулярных загрязнений проводится путем 

определения функциональной группы или сопоставления ИК спектров поглощения 

неизвестных материалов с известными эталонными материалами. Благодаря этому можно 

получить информацию о молекулярной структуре загрязняющих веществ.  

Количественный ИК анализ уровней загрязнения основывается на законе Бугера-

Ламберта-Бера и требует калибровки. 

Для количественного выражения органического загрязнения, коэффициент 

поглощения выражается как масса эталонного вещества на единицу площади 

поверхности. Количество загрязнения рассчитывается из калибровочной кривой.  

Для количественного выражения должны использоваться четыре вещества в 

качестве эталонных (Парафиновое масло, Бис(2-этилгексил) фталат (ДОФ), 

Поли(диметилсилоксан), Поли(метилфенилсилоксан)). Данные вещества являются общей 

характеристикой часто встречающихся загрязняющих веществ (углеводороды, эфиры, 

метил- и фенилсиликоны).  
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Для количественного выражения загрязняющих веществ, которые являются 

неизвестными, но схожими с эталонными веществами, используется соотношение массы и 

поглощения на определенной длине волны эталонного вещества. В результате, данный 

метод обеспечивает массу загрязняющего вещества по эквивалентному количеству 

эталонного вещества.  
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